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EMENTA

A disciplina retne técnicas de caracterizacdo quali-quantitativas avancadas disponiveis na UFV para
caracterizacdo de materiais, proporcionando ao estudante de pés-graduacdo uma visdo basica dos seus
principios de funcionamento e de suas aplica¢c6es voltadas para as linhas de pesquisa do Programa
Desenvolvimento de Processos e Materiais e Processos Industriais. Dentre as técnicas envolvidas, as
microscopicas, as espectroscopicas, as espectrométricas e as cromatograficas serdo consideradas. Estas
técnicas sao de fundamental importancia tanto para a elucidacao das pesquisas dos estudantes quanto na
preparacdo dos mesmos visando sua futura atuacdo profissional e ser8o ministradas por professores
especialistas da instituicdo com elevado conhecimento no assunto. Técnicas que serdo dadas: MEV, AFM,
MET, DLS, SLS, Difratometria de Raios-X, FTIR, RAMAN, MS, RMN, Anélise Térmica, UV/Vis, CG e HPLC.
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1- Introducéo e explicaces da disciplina e preparativos — Tedrica. 2
2- Microscopia Eletrdnica de Varredura — MEV. 2
3- Microscopia de Forgca Atbmica — AFM. 2
4- Microscopia Eletrénica de Transmissao — MET. 2
5- Espalhamento Estatico e Dinamico de Luz — SLS e DLS. 2
6- Difratometria de Raios-X. 2
7- Espectroscopia na Regido do Infravermelho com Transformada de Fourier — FTIR. 4
8- Espectroscopia Raman. 2
9- Ressonancia Magnética Nuclear — RMN. 2
10- Analise Térmica. 2
11- Espectroscopia na regido do Ultravioleta e do Visivel — UV/Vis. 2
12- Cromatografia Gasosa — CG. 2
13- Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia — HPLC — DEQ 2
14- Atendimento ao estudante- Parte teodrica. 2
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1- Introducéo e explicagdes da disciplina e preparativos - Pratica 2
2- Microscopia Eletrdnica de Varredura — MEV. 2
3- Microscopia de Forgca Atbmica — AFM. 2
4- Microscopia Eletrénica de Transmissédo — MET. 2
5- Espalhamento Estatico e Dinamico de Luz — SLS e DLS. 2
6- Difratometria de Raios-X. 2
7- Espectroscopia na Regido do Infravermelho com Transformada de Fourier — FTIR. 4
8- Espectroscopia Raman. 2
9- Ressonancia Magnética Nuclear — RMN. 2
10- Andlise Térmica. 2
11- Espectroscopia na regido do Ultravioleta e do Visivel — UV/Vis. 2
12- Cromatografia Gasosa — CG. 2
13- Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia — HPLC — DEQ 2
14- Atendimento ao estudante- Parte prética. 2
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o AFM
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e MEV

DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I; Machado, G., MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA:
AplicacBes e preparacdo de amostras: Materiais Poliméricos, metalicos e semicondutores; Porto
Alegre, EDIPUCRS, 2007.

MANNHEIMER , W.A., Microscopia dos Materiais: Uma Introducao; Editora E-papers; 2002.

e MET

Williams D. B. and Carter C. B., Transmission Electron Microscopy: A Textbook for MaterialsScience,
Springer, 2009.

e Difratometria de Raios-X

BLOSS, F.D. Crystallography and crystal chemistry. Mineralogical Society of America, Washington, D.C.
1994.

BROWN, G. The X-ray ldentification and Crystal Structure of Minerals. Mineralogical Society, London.
1961.

CULLITY, B.D. Elements of X-Ray Diffraction. 2 ed. Addison-Wesley Publishing Company Inc. 1978.
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e DLSe SLS

BERNE, B. J.; PECORA, R. Dynamic Light Scattering: With Applications to Chemistry, Biology, and
Physics. John Wiley & Sons. 2000
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142p. 2005.

e FTIR
BARBOSA, L.C.A.. Espectroscopia no Infravermelho. Editora UFV. 2012.

PRETSCH, E.; SIMON, W.; SEIBL, J.; CLERC, T. Tables of spectral data for structure determination of
organic compounds. 2. ed. Berlin: Springer-Verlag, 1989. 420 p.
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ed. New York: John Wiley, 1994. 340 p.
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UNESP, 2008. 276 p.
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Wiley, 1996. 180 p.

THEOPHANIDES, T. Fourier transform infrared spectroscopy: Industrial chemical and biochemical
applications. 1. ed. Berlin: Springer-Verlag, 1989. 192 p.
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Hill, 1989. 264 p.

e Raman
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FERRARO, J.R. Introductory Raman Spectroscopy, Academic Press, 22 Edition, 2002.

SMITH, E.; DENT, G. Modern Raman Spectroscopy: a practical approch, John Wiley & Sons Ltd, 2005.

e UV-Vis
HARRIS, D.C. Analise Quimica Quantitativa. 82 Ed. Editora LTC, 2013. Rio de Janeiro

e MS e RMN

SILVERSTEIN, R.M.; WEBSTER, F.X.; KIEMLE, D.J. Spectrometric Identification of Organic
Compounds 7th Edition. Ed Wiley. 2005.

McLAFFERTY, F.W.; TUREEK, F. Interpretation of Mass Spectra. 1993.
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FREEMAN, R. Handbook of nuclear magnetic resonance. John Wiley & Sons. 1987.
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e Analises Térmicas

HAINES, P.J. Thermal Methods of Analysis: Principles, Applications and Problems. Springer Science &
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Business Media. 286p. 2012.

GABBOTT, P. Principles and Applications of Thermal Analysis. John Wiley & Sons, 480p. 2008.
e CGeHPLC

COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. Fundamentos de cromatografia. 1. Ed. Campinas, SP:
Unicamp, 2006. 453p.
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PAVIA, D. Introducéo a Espectroscopia. Cengage Learning, 2010.
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